
TÉCNICAS EXPERIMENTAIS 

Nível: Mestrado Acadêmico 

Obrigatória: Não 

Carga Horária: 60 

Créditos: 4 

Ementa: 

Pré-requisito: Não 

Difração de Raios X. Microscopia Óptica e Eletrônica. Microscopia de Força Atômica e 

Tunelamento. Análise Térmica. Espectroscopia Óptica nas Regiões do Visível e 

Infravermelho. Espalhamento Raman. Ressonância Magnética Eletrônica. 

Magnetometria. Magnetoresistência. Birrefringência. 
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